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Thermo Scientific XPS K-Alpha elektrénovy spektroskop.

Umoznuje hodnotenie chemického zlozenia velmi tenkej povrchovej vrstvy — iba niekolko nanometrov.
Identifikacia faz na zaklade elektrénovej vdzbovej energie. Argénové delo pre povrchové leptanie — umoznuje
ziskat chemicky gradient. Zaplavové delo pre kompenzaciu elektrického naboja — umozZriuje hodnotenie

nekovovych (nevodivych) materialov napr. polymérov.

Thermo

SCIENTIFIC

- MozZné urcovanie kvalitativneho a kvantitativneho chemického zloZenia vratane stavu prvku, v ktorom
sa nachadza (chemicka vazba).

- Penetracia rontgenového zvazku priblizne 10 nm.

- Moznost analyzovania vetkych prvkov tazsich ako vodik.

- Rozmer vzorky priblizne 10 x 10 x 4 mm.

- MozZnosti odleptavania povrchovych vrstiev argénovym delom v monoatomarnom alebo clustrovom

rezime.
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